


Am Rohstein interessieren weiterhin bearbeitungsspezifische
Paremeter, wie die Spaltbarkeit, die Ausbildung hBufiger Fli-
chen und die Orte, an denen die Kristallfléchen zusammentrefrfen.

Das gpezifische Gewicht kann z.B. mittels hydrostatischer
Wange oder durch Vergleich mit einer Reihe von Fliissigkeiten
unterschiedlichen spezifischen Gewichtes ermittelt werden,

Die Hiérte wird im allgemeinen durch Ritzen des zu priifenden
Steins mit verschiedenen Materialien bekannter Hirte bestimmt.
Dez wveiteren kann der‘Glanz zur Beurteilung herangezogen wer-
denm, wobei unterschieden wird in Diamantglanz, Metallglanz,
Glasglanz, Peit- und Speckglanz, Wachsglanz, Perlmutter- und
Seidenglanz.

Weltere Anhaltspunkte liefert die Bestimmung der Brechzahl des
zu priifenden Steins. Neben mikroskopischen Untersuchungen gilt
die Ermittlung der Brechzahl als wichtigste optische Untersu-
chung. Sie wird mittels geeigneter Refraktometer bestimmt.
Viele Edelsteine besitzen charakteristische Absorptionslinien,
die mit einem einfachen Handspektroskop betrachtet ‘werden
knnen., Glnstig ist es, die spektroskopiéchen Untersuchungen
mit den mikrocskopischen zu verbindeh, um die im AnschluB be-
schriebenen Vorteile des Edelsteinmikroskops zu nutzen (Immer—
sion). Das wesentliche Gerit filr Edelsteinuntersuchungen ist
das Mikroskop. Da ein_GrqBﬁteil der Edelsteine doppelbrechend
gind, empfiehlf Sich die Ausfilhrung als Polarisationsmikroskop.

~ Zur Unterscheidung, ob es sich um echte oder kiinstliche Steine
“handelt, ist die Untersuchung der Einschliisse und Strukturen

im Inneren der Edelsteine Grundbedingung.

Um die Anzahl der Symmetrieachsen des Kristalls zu ermitteln,
ist die Beobachtung der hinteren Brennebene des Objektivs
(konoskopischer Strahlengang) erforderlich,

Von weilterem Interesse ist bei geschliffenen Steinen die Qua-
1litdt der Schliffausfﬁhrung und der Schliffflachen (Faoetten,
Tafel usw.). Zur Erreichung der optimalen Brillanz ces Steines
haben die Schlifflachen fiir verachiedene Schlifformen (Voll-
brillant, Marquis, Pendeloque, Rose u.a.) und Edelsteinarten
definierte GréBenrelationen. ,
Um diese Untersuchungen durchfﬁhren zu konnen, ist Jedes hoch=-
wertige ?Qlarisationsmikroskop (AMPLIVAL pol u) einsetzbar,
Jedoch sind im allgemeinen die‘Anforderungen der Edelstein-
mikroskopie an die optische Leistungsfihigkeit des Mikroskops
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nicht so hoch, um den Einsatz universeller Polarisationsmi-
kroskope zu empfehlen.‘Dafﬁr gibt es eine Reihe spezieller
Anforderungen, die an herktmmlichen Geriiten nicht ohne weite-

‘res realisiert sind.

Die Anwender mbchten den zu priifenden Edelstein (Rohstein oder
gefalter und geschliffener Stein) in eine bequem zu bedienenie
drehbare Halterung bringen, um ihn von allen Seiten beobachten
zu konnen. Hierzu eignet sich z.B. eine drehbare Krallenpin- |
zette. Aufgrund zahlreicher spiegelnder Flidchen, auftretender
Brechung beim Austritt des Lichtes aus dem Stein sowie der .
relativ hohen Brechzahlen vieler Edelsteine wird das mikrosko-
pische Bild durch zahlreiche Reflexe gestdrt, so daB es empfeh-
lenswert ist,den Stein in ein Medium etwa gleicher Brechzahl
einzubetten, um ungehindert ins Innere des Steins hineinsehen
zu konnen., Als Losungsvariente dieses Problems sel auf die
Waldmannkugel hingewiesen, in die der zu untersuchende Stein
eingebracht wird und die dann mit der entsprechenden Immer-
sionsfliissigkeit aufgefiillt wird, oder aber der Edelstein wird
mittels Krallenpinzette in eine die Immersionsfiﬁssigkeit ent-
haltende Kiivette getaucht.
Wilnschenswert sind Objektive mit einem relativ groBen Arbeits~
abstand. Der Hauptvergroﬂerungsbereich liegt zwischen 5- und -
30 fache. Selten werden zur Beurteilung der Einschliisse hdhere
Vergroferungen benutzt. Als lupenrein gelten Steine, deren in-
nere Fehler bei 10 facher VergrbSerung nicht erkannt werden,
Nicht einfach ist es; eine homogene Ausleuchtung zu erreichen.
Das trifft'insbesondere dann gy, wenn Bilddokumente, d. he
Fotografien von geschliffenen Steinen hergestellt werden sol-
len. Giinstig ist die Beleuchtung iiber eine Spaltblende, die
als Leuchtfeldblende wirkt, .
Zusammenfassend gesagt, kdonnen folgende mikroskopische Unter-
suchungen an Edelsteinen interessieren:
1. Bestimmung der Doppelbrechung

moglich mit speziellen Polarisationsmikroskopen,wie

LABOVAL 3pol , AMPLIVAL pol sowie mit einfachen Polarisati-

ongseinrichtungen zu Durch- und Auflichtmikroskopen als auch

S zu Sterpomikroskopen.

In Verbindung mit der Polarisationseinrichtiung zum Stereomi-
kroskop TECHNIVAL (bzw. auch zuﬁ CITOVAL) kann der Objekthalter
fiir Kornerobjekte eingesetzt werden (allerdings nur fiir Steine
der GrsBSen von 2 bis 6 mm Durchmesser). :



2. Untersuchung der Einschliisse und‘inneren Strukturen
a) zur Unterscheidung von synthetischen und netiirlichen
Steinen

b) zur Bewertung der Qualitét bzw. Ermittlung der Fehler-
haftigkelt

Einsatz von Stereomikroskopen und einfacheren Durch— und

Aufllchtmlkroskopen bei- kleineren: Abbildungsmaﬁstaben und

groferen Arbeitsabsténden.

Giinstig wirkt gich , wie schon vorher erwdhnt, die Einbet-

tung in entsnrechenden Immersionsmedien aug,

Die Beurteilung der Steine von allen Seiten ist wﬁnschenswert

und erfordert eine bewegliche und drehbare Halterung des Steins

sowie Beleuchtung iiber Spaltblende.

3. Qualitdt der Bearbeitung, Giite des Schllffs
Moglich mit vorhergehender ‘Augriistung !

4. Dokumentation o
Einsatz von Stereomlkroskopen sowie Auflicht- und Durch-
lichtmikroskopen umdder einfachen mf-Einrichtung

5.‘Bestimmung der Anzshl der Symmetrieachsen des EdelSteine_
kristalls sowie Kennzeichnung der optischen Orientierung
Erforderlich: Polarisationsmikroskop mit konoskopischem:

Stralilengang bzw. mit Einsatzmogllchkeit von Kompensatoren,

mogllch mit LABOVAL 3pol und AMPLIVAL pol

Plir isotrophe Edelstelne (z. B. Diamant, Opal, Spinell, Bern=-

stein u.2.) gind die unter den Punkten 2 bis 4 genannten Unter-
suchungen die wesentlichen.

 Falls der optische Charaekter des Steines erst ermittelt werden N
muB, kommen Untersuchungen gemis Punkt 1 hinzu. , ' N
Tiir diese Zwecke "ist ein Stereomikroskop mit Polarisationsein-
richtung, drehbare Krailenpinzette, ein Gef#S zur Aufnahme der
Immersionsfliissigkeit, ein Satz éntsprechender Immersionsfliig=-
gigkeiten sowie die bereits beschriebene Beleuchtungsmdglich~

keit ausreichend. ‘

Fiir .anisotrope Edelsteine (z. B. Zirkon, Beryll, Tirkis,

Purmalin, Topas, Chrysoberyll, Rubin, Saphir u. a.), bel denen

die unter Punkt 5 genennten Parameter zusdizlich interessieren,.

ist ein spezielleres Polarisationsmikroskop erforderich.
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